
強化ガラス 徹底防御
埃・傷・衝撃低減高硬度ガラス液晶保護フィルム

ストラクチャスキャンシリーズ専用

大切な製品をこの一枚で守る！

特別オプション

お問合せ

本チラシは Freepik.comのリソースを使用してデザインされています

スマートフォン等によく使用されている強化ガラスフィ
ルムをストラクチャスキャン専用で作成いたしました！

弊社で貼付する場合は、機器を分解して液晶部分ぴっ
たりに貼付することが可能です！点検・校正と同時に
ご依頼ください！

防護率UP

www.key-t.co.jp



いつもストラクチャスキャン SIR-EZシリーズをご利用いただき誠に有難うございます。
機器の正常な機能と計測値を保持するためには、定期的な点検・校正が欠かせません。
SIR-EZシリーズ（EZ(LT)/HR/XT）の点検・校正では、機器の動作確認・距離補正・オーバーホール等
の点検と、消耗部品の交換、最新ソフトウェアへのバージョンアップを行っております。

ストラクチャスキャン SIR-EZシリーズ

点検・校正

推奨点検・校正期間

重要施設（原子力発電所などプラント関連、高層道路、鉄道、主要インフラ）

毎年（１年に１回）の点検・校正を推奨
※一般社団法人日本非破壊検査工業会：検規-6502
　コンクリート中の配筋探査に使用する装置についての規格 
　に定期点検校正についての記載があります。

上記以外
2年に１回の点検・校正
※最低3年に1回を推奨
　機器が正常な状態で、正確な探査（測定）を行うため

定期的な校正で
故障・トラブルを回避！

１or2年に
1回

1年 ２年 3年 ４年 5年

％

２年に1回校正を行った場合

実施してない場合：3年以降に故障が増加傾向
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→
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過半数のお客様が
定期的に点検・校正を実施。

不具合
・

故障箇所
動作確認
・

距離補正

ボタン電池
交換

ガスケット
交換

最新版へ
バージョンアップ

早期発見、対処

オーバーホール
（内部清掃）

校正ラベル
発行

現場で侵入した
粉塵などを掃除

本体に貼付
ひと目で確認！

正確な探査を

寿命約3年の
ため必ず交換！

最新の部品へ
防塵・防滴強化

点検校正時に
実施いたします

部品費用かかりません！ ２年に1回チェックを！

過酷な現場で頑張るストラクチャスキャン
「健康診断」の実施をお願いいたします。

点検・校正

※消耗度により、底面保護シール等の消耗品も無償交換いたします

購入後、製品点検・校正のご案内

表面の強化ガラスフィルムといっしょにご依頼でお得！

東京オフィス03-5534-8881 078-200-5217関西オフィスKEYTEC株式会社


